АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ОД.8 «Методы исследования и диагностики в нанотехнологиях»

Дисциплина «Методы исследования и диагностики в нанотехнологиях» является частью цикла Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150100 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина реализуется на факультете машиностроения и автомобильного транспорта ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Нанотехнологии в машиностроении».

Цели дисциплины:

· научить основам современных спектроскопических методов анализа материалов, 

· обеспечить понимание возможностей спектроскопических методов, их точности, чувствительности, локальности и применимости для изучения наноматериалов. 
· научить планировать, организовывать и проводить спектроскопические и микроскопические исследования, обрабатывать и анализировать получаемую информацию.
Задачи дисциплины: 

· знание современных технологий, используемых для исследования и диагностики наноматериалов;

· умение правильно выбирать методы для исследования конкретных наноструктур;

· умение расшифровывать и анализировать полученные результаты.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
· основные методы исследования, анализа и диагностики свойств наноматериалов;

· знать основы современных спектроскопических методов анализа материалов;

уметь:

· выбирать конкретный метод анализа и диагностики для исследования различных наноматериалов;

· использовать на практике современные представления наук о материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов;

приобрести навыки:

· использования методов оценки, прогнозирования и оптимизации свойств материалов;

· использования технических средств для измерения и контроля основных свойств материалов и изделий из них;

· использования принципов и методик комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов и изделий.

Дисциплина нацелена на формирование:

· общекультурных компетенций (ОК) - (ОК-4), (ОК-5), (ОК-13);
· профессиональных компетенций (ПК) - (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-14).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией методов исследования поверхности и приповерхностных слоев твердых тел, методов электронной спектроскопии, погрешностью результатов измерений, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией, методами ионной спектроскопии.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме тестов и промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 15 часов лекционных занятий, 15 часов лабораторных работ, 15 часов практических занятий и 21 часов самостоятельной работы студента.

